
Крсымша 1.1

К^аттылыкты елш епш тщ  техникалык сипаттамасы

(Лот 1)

Максималды жуктеме: 500 мН;
Жуктеме ажыратымдылыгы: 20 нН;
Жуктеме шу децгеш: <0,5 мкН;
Жуктеме жылдамдыгы: 10000 мН/мин дешн;
Терендпс диапазоны: 200 мкм 
Т ер ев д т  бойынша ажыратымдылык: 0,01 нм 
Терецдж шу децгеш: <0,15 нм 
Деректерд1 жинау жылдамдыгы: 192 кГц 
Каттылыкты елшеу диапазоны: 0,001-120,000 Н/мм2
Орындау стандартты: Викерстщ каттылыгын елшеу унпн; косымша: Берковичтщ каттылыгын немесе 
карбидп шарларды елшеу унпн;
Индентордын жылдамдыгы: < 0,7 мкм/с
Терендеудщ максималды дэрежеск 150 мкм; косымша 500 мкм дешн;
Улплерд1 орнапастыру аймагы: 180x150 мм;
Максималды козгалыс аймагы: 170x140 мм;
Кай тал ау дэлдик XY ±2 мкм (6 ip  багытты)
Улпнщ  максималды бижтш : 130 мм;
Улгшщ максималды салмагы: 2 кг;
Линзалар: 4х, 20х жэне 40х;
Бейне кескш  (керу epici): 1600x1200 мкм, 320x240 мкм, 160x120 мкм;
Ауа агындарыньщ эсершен болатын эсерд1 азайту ушш елшеу камерасы жабьщ;
Улп устагыштар эмбебап улп устагыш, эмбебап кыскыш, жылтыратылган микро кима улпсш щ  Tiperi, фольга 
кыскыш курылгысы;
Nanite AFM нанометрлж диапазондагы курылымдарды визуализациялауга жэне сандык аныктауга арналган 
атомдык куш микроскопы;
Куат айнымалы ток жел1сг 100-240В ± 10%, ж иш п47-63гц ;
Куат тутыну максимум: 100 Вт (ДК есептелмейдд);
Багдарламалык жасактама: Windows ОЖ ушш WIN-HCU;
Жумыс температурасы: +10-нан +40 °С-ка дешн;
Сактау температурасы: 0-ден +50 °С-ка дешн 
0лшемдер1: 630x650x610 мм 
Салмагы: 120 кг;

Куны КДС-мен 0скемен каласына деш нп DDP шарттары (сатып алушыга дешн жетюзу жэне ез курамына 
барлык мумюн болатын телемдерд1, сальщтар мен баж телемдерш к1рНзед1) непзшде керсетшген.

Телем шарттары: ЖеТюзгеннен кешн.
Ж етизу уакыты: Келшм-шартка кол койылган куннен 20.12.2024 ж. дешн.
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